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V soucasné dobé je jiz naprosto zfejmé, ze Casové detektory budou tvofit zdsadni komponentu v dal$im rozvoji
detekénich zafizeni, a to nejen ve fyzice vysokych energii. Mikrokanalkovy fotonésobic,

Micro Channel Plate PhotoMulTiplier (MCP-PMT) je velmi rychly (a velmi drahy) fotonasobi¢ s rozmanitym
vyuZzitim a Casovy detektor na ném zaloZeny predstavuje v soucasnosti to nejlepsi, z pohledu ¢asového ro-
zliSeni,

co existuje. Kromé toho, Ze je jeho odezva velmi rychl4, je tato odezva také dosti odolna (v dostateéném
rozsahu neménici se) vii¢i magnetickému poli.

MCP-PMT je pouzit v fadé soucasnych ¢i pfipravovanych detektort ¢asu letu (ToF, Time of Flight). Otevienym
(tj. zatim nikym nevyiesenym) problémem je snizovani zisku (gain) téch MCP-PMT, které byly “o3etieny po-
moci

depozice ochranné atomové vrstvy, ALD (Atomic Layer Deposition), a to ve ve srovnani s MCP-PMT bez ALD.
Existuji hypotézy a ¢aste¢né modely, jak k poklesu zisku dochazi, ale kompletni modely fotonasobice

s MCP-PMT nikoliv.
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